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Тестер полупроводниковых 
компонентов ЭКБ C430MXОписаниеСистемы тестирования ЭКБАвтоматизированная система тестирования C430MX 
предназначена для проведения функционального и 
параметрического контроля электронной компонентной базы 
(ЭКБ).

Тестер C430MX имеет большой функционал, но при этом 
обладает компактностью. Тестер предназначен для пластин и 
финального теста устройств со смешанным сигналом, 
устройств с цифровыми контроллерами, а также для мощных 
автомобильных приложений. Среди его плюсов можно 
отметить также экономичность. 

Преимущества тестера компонентов C430MXУниверсальные слотыГоловка аппарата C430MX имеет 24 универсальных слота. Они 
могут быть наполнены:

дигитайзерами, аналоговыми и цифровыми каналами, генераторами произвольной формы, счетчиками, высоковольтными аналоговыми выводами. Оборудование и программное обеспечение позволяют легко 
изменять конфигурацию, которая нужна для оперативной 
отладки в процессе производства. 

Генераторы высокой мощностиС помощью генератора частоты в тестере радиоэлектронных 
компонентов можно задать любой необходимый параметр для 
точного замера. Пределы измерения можно плавно изменять в 
максимально широком диапазоне. Система C430MX способна 
обеспечить параллельное тестирование компонентов силовых 
устройств, таких как MOSFET, IGBT, диоды, благодаря 
установленным генераторам (до 12 штук) напряжением до 
2500 V и током до 400 A.

Программируемые Логические МодулиМодульная конструкция измерительного прибора позволяет 
использовать только нужные в определенный момент 
функциональные узлы. Системы C430MX могут быть 
укомплектованы программируемыми логическими модулями до 
(192 PLU) для проведения контроля устройства.

С помощью такой автоматизации удается быстрее проверять 
радиокомпоненты и экономить время на проведение каждой 
технологической операции. К тому же применение 
программируемых логических модулей позволяет исключить 
возможные ошибки, возникающие при ручной настройке 
аппарата перед каждым новым измерением.

Составные дигитайзеры и DSPСистемы C430MX могут быть оборудованы 16 дигитайзерами – 
что позволяет одновременно получать данные с 64 аналоговых 
канала с полосой пропускания 1 МГц и амплитудой 160 V. 
Дигитайзеры основаны на DSP процессорах для анализа и 
сохранения поступающих во время теста данных.

Реализованные с применением DSP дигитайзеры позволяют 
протестировать функционал и параметры широкого спектра 
электронных полупроводниковых компонентов. В их число 
входят диоды, транзисторы, стабилитроны, оптические пары, а 
также простейшие микросхемы с малым количеством 
контактов.

Тестер радиокомпонентов оснащен «умными» разъемами на 
основе универсальных контактирующих элементов и 
коммутационного блока. С их помощью оператор может в 
максимально короткие сроки провести замер характеристик 
радиокомпонентов без дополнительного применения выносных 
устройств коммутации. Вместе с тем уменьшаются затраты 
времени на подключение, настройку и первоначальную 
подготовку измерительного аппарата.

Тестер ЭКБ обладает открытой платформой, поэтому заказчик 
может изготавливать и использовать дополнительное 
измерительное оснащение собственного производства. 
Предустановленная база программного обеспечения включает 
в себя обширную библиотеку наиболее востребованных 
готовых тестовых решений. Для заказчика дополнительным 
преимуществом открытого интерфейса является возможность 
самостоятельной разработки ПО для тестирования 
компонентов.

RF функцииТестеры компонентов C430MX могут быть оборудоваться 
высокочастотными RF генераторами (интеграция в крейт), -PXI 
модулями. При помощи графических пользовательских 
интерфейсов и используемых алгоритмов упрощается и 
ускоряется создание тестовых программ. Тестовые инженеры 
могут программировать систему на высоком с помощью 
интуитивно понятного интерфейса. 

Спецификация тестеров ЭКБКоличество выводов: до 768 (аналоговых, цифровых и 
смешанных)
Возможность многофункционального теста (синхронного и 
асинхронного)
До 16 V/I источников средней мощности (+/- 120 V; +/- 2 A)4-квадрантный PMU (Высокоточный измерительный 
модуль) на вывод
RF генератор до 3 GHzPXI инструментыГенераторы переменного тока высокого разрешения (16 
bit, 20 bit Audio BW)
Дигитайзеры для обработки данных в режиме реального 
времени
PLU (программируемый логический модуль) на выводTMU (Модуль временных измерений) на выводДо 4 V/I источников высокой мощности (+/- 100 V; 400 A)До 8 V/I источников высокого напряжения (+/- 2500 V)HPMU Высоковольтный аналоговый вывод (+/- 60 V; +/- 100 
mA)

Чтобы купить тестер, вы можете отправить нам запрос или 
заказать обратный звонок.Технические характеристики

  Тестер C430MX Тестер C430MX – 
Extended

Тестер C430MX - 
EmbeddedСлоты 

инструментов для 
выводов
Дигитайзеры, 
источники 
переменного тока, 
счетчики, 
аналоговые и 
цифровые каналы 

24 24 24 
Слоты для 
генераторов 
средней мощности

 С 8 до 64 
генер.±20V/100 mA 
или 16 генер. 
±120V/2A 

С 16 до 128 генер. 
±20V/100 mA или 16 
генер. ±120V/2A 

С 8 до 64 генер.  
±20V/100 mA или 16 
генер. ±120V/2A 

Слоты для 
генераторов 
средней мощности 
и высокого 
напряжения
Одиночные или 
составные секции 

4 8 4 


